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Vysvétleni/zména nebo doplnéni zadavaci dokumentace

ZADAVATEL: Ceska zemédélska univerzita v Praze
Sidlem: Kamyckd 129, 165 00 Praha — Suchdol
Zastoupeny: Ing. Jakub Kleindienst, kvestor

ICo: 60460709

Profil zadavatele: https://zakazky.czu.cz

V Praze dne 18. listopadu 2025
VYSVETLENi/ZMENA NEBO DOPLNENi ZADAVACi DOKUMENTACE I.

Vys$e uvedeny zadavatel Vam v souladu s § 98 a nasl. zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych
zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,zdkon“) sdéluje nasledujici vysvétleni/zménu nebo
doplnéni zadavaci dokumentace vztahujici se kverejné zakazce snazvem ,ICP-OES a ED XRF
spektrometry“.

Znéni zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace ¢. 1

V pfiloze Zadavaci dokumentace ¢. 4b) Technicka specifikace, c¢ast b) Energiové disperzni
rentgenfluorescencni (XRF) spektrometr zadavatel poZaduje rentgenku s rhodiovou anodou. Tento
materidl anody nemusi byt vidy nejvhodnéjsi. Napfiklad palladium, podobné jako rhodium,
produkuje charakteristické zareni s energiemi, které jsou efektivni pro excitaci Siroké skaly prvkd od
lehkych po tézké. Jeho spektrum je vSak Casto povaZovano za univerzalnéjsi, protoze se lépe vyhyba
interferencim v kritickych oblastech spektra (napf. v oblasti energie Cl). Dotaz ¢. 1: Bude zadavatel
akceptovat nabidku na ED XRF spektrometr vybaveny rentgenkou s anodou z jiného materidlu nez
rhodium (napfiklad palladium)?

Vysvétleni zadavaci dokumentace €. 1

Zadavatel nebude akceptovat nabidku na ED XRF spektrometr vybaveny rentgenkou s anodou z
jiného materialu nez rhodium z diivodu ocekavanych interferenci.

Znéni Zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace ¢. 2

V prfiloze Zadavaci dokumentace ¢. 4b) Technicka specifikace, c¢ast b) Energiové disperzni
rentgenfluorescenéni (XRF) spektrometr zadavatel poZaduje prlzor (okénko) SDD detektoru
z materidlu beryllium o tloustce < 8 mikrometrl. Nejmodernéjsi SDD detektory jsou vybavené
okénkem z grafenu o tloustce < 1 mikrometr. Tento materiadl zvySuje propustnost rentgenového
zareni a soucasné i odolnost okénka vici pripadnému poskozeni, ¢imZz se prodluZuje Zivotnost
detektoru, a to dokonce i v ndrocném prasném prostredi. Dotaz €. 2: Bude zadavatel akceptovat
nabidku na ED XRF spektrometr vybaveny grafenovym okénkem o tloustce < 1 mikrometr?
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Vysvétleni zadavaci dokumentace ¢. 2

Zadavatel nebude akceptovat nabidku na ED XRF spektrometr vybaveny grafenovym okénkem o
tloustce < 1 mikrometr z dlvodu pfenositelnosti metod.

Znéni Zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace ¢. 3

V pfiloze Zadavaci dokumentace ¢. 4b) Technickd specifikace, c¢ast b) Energiové disperzni
rentgenfluorescencni (XRF) spektrometr zadavatel poZaduje minimalné jeden kolimator s rozmérem
minimalné v rozsahu 8 az 9 mm dale minimalné dalsi dva kolimatory o rozméru 1,0 a 2,0 mm. Dotaz
¢. 3: Bude zadavatel akceptovat nabidku na ED XRF spektrometr vybaveny kolimatory 1 mm, 3 mm a
8 mm?

Vysvétleni zadavaci dokumentace ¢. 3

Zadavatel nebude akceptovat nabidku na ED XRF spektrometr vybaveny kolimatory 1 mm, 3 mm a 8
mm vzhledem k pfedpokladané heterogenité vzorkd.

Znéni zadosti o vysvétleni zaddvaci dokumentace €. 4

V pfiloze Zadavaci dokumentace ¢. 4b) Technickd specifikace, c¢ast b) Energiové disperzni
rentgenfluorescencni (XRF) spektrometr zadavatel poZaduje automaticky podavac vzork(l s otacenim
vzorkd na > 10 vzorkl. Soucasné pozaduje dalsi automaticky karusel pro automatické podavani
vzorkli pro = 20 vzork(. Mlzeme nabidnout ED XRF spektrometr vybaveny bezkaruselovym
zasobnikem vzork( s automatickym XY podavacem na 20 vzorkd (jedna se obdobu automatického
podavace, kterym jsou standardné vybavovany velké vinové disperzni XRF spektrometry). Otaceni
vzorku béhem méfeni je samoziejmé zachovdno. Vyhodou tohoto feSeni je, Ze umozZnuje uZivateli
pfiddvat a odebirat vzorky kdykoliv béhem probihajiciho méreni, protoZe ty jsou umisténé mimo
méfrici komoru, ve které probiha méreni vzork(. To se sebou nese i dalsi vyhodu, Ze neni nutné Cerpat
(pfipadné plnit héliem) cely prostor, ve kterém se naléza karusel, nybrz jen malou vzorkovou komoru.
Diky tomu je ¢erpani komory rychlejsi a sniZuje se i spotfeba drahého hélia, protoZe cerpany a héliem
plnény prostor je podstatné mensi, nez je tomu u komory s karuselem. Dotaz ¢. 4: Bude zadavatel
akceptovat nabidku na ED XRF spektrometr, ktery bude namisto karuselu vybaveny XY podavacem se
zasobnikem na 20 vzorkd?

Vysvétleni zadavaci dokumentace ¢. 4

Zadavatel bude akceptovat nabidku na ED XRF spektrometr, ktery bude namisto karuselu vybaveny
XY podavacem se zasobnikem na 20 vzork(. Ztohoto divodu je pfilohou tohoto vysvétleni
UPRAVENA pfiiloha ¢. 4b zadavaci dokumentace — Technickd specifikace. Ucastnik je povinen
postupovat v souladu se zaddvacimi podminkami a pro vyplnéni a vloZeni do nabidky pouzit vyhradné
tuto novou upravenou pfilohu €. 4b zadavaci dokumentace.

Znéni zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace ¢. 5

V priloze Zadavaci dokumentace ¢. 4b) Technicka specifikace, ¢ast b) Energiové disperzni rentgen
fluorescenéni (XRF) spektrometr zadavatel pozaduje vzorkovy prostor s vyskou = 37 cm. Takto velky
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vzorkovy prostor je narocny na cerpani i spotfebu hélia. MGZzeme nabidnout mnohem uspornéjsi
feSeni popsané u dotazu ¢. 4. Dotaz ¢ 5: Bude zadavatel akceptovat nabidku na ED XRF spektrometr,
ktery namisto vzorkového prostoru s karuselem o vysce > 37 cm bude vybaveny XY podavacem se
zdsobnikem na 20 vzork(l s mnohem mensim vzorkovym prostorem?

Vysvétleni zadavaci dokumentace ¢. 5

Zadavatel nebude akceptovat nabidku na ED XRF spektrometr, ktery namisto vzorkového prostoru s
karuselem o vySce = 37 cm bude vybaveny XY podavacem se zadsobnikem na 20 vzorkd s mnohem
mensim vzorkovym prostorem, nebot ocekava méreni rozmérové vétsich vzorkd.

Znéni zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace €. 6

Zadam vas timto o zménu Technické kvalifikace ve vefejné zakdzce ICP-OES a ED XRF spektrometry,
Cast b) Energiové disperzni rentgen - fluorescenéni (XRF) spektrometr z plvodniho textu: ,Dodavatel
spliiuje toto kritérium technické kvalifikace, pokud v poslednich 3 letech realizoval alespon 1 dodavku
obdobnou predmétu plnéni této ¢asti verejné zakazky (tj. doddvku Energiové disperzniho rentgen -
fluorescencéniho (XRF) spektrometru) v hodnoté min. 2 000 000,- K¢ bez DPH.” Na text nasledujici:
,Dodavatel spliuje toto kritérium technické kvalifikace, pokud v poslednich 3 letech realizoval
alespont 1 dodavku obdobnou predmétu plnéni této casti verejné zakazky (tj. dodavku Energiové
nebo Vinové disperzniho rentgen - fluorescencniho (XRF) spektrometru) v hodnoté min. 2 000 000,-
K¢ bez DPH.” Dlivodem je, Ze bychom se chtéli kvalifikovat zakazkou na vinové disperzni XRF, protoze
aktualni zakazku na energiové disperzni XRF nemame. VInové disperzni XRF pfistroje jsou
technologicky jesté pokrocilejsi, nez energiové disperzni a tomu odpovida i jejich cena a naro¢nost
realizace takové zakdzky. Nehrozi tudiz riziko, Ze bychom jakoZto dodavatel nebyli ndlezZité
kompetentni energiové disperzni XRF realizovat.

Vysvétleni zadavaci dokumentace €. 6

Zadavatel vyhovuje Zadosti o zménu technické kvalifikace pro ¢ast b), a to tak, Ze dodavatel spliuje
toto kritérium technické kvalifikace, pokud v poslednich 3 letech realizoval alespon 1 dodavku
obdobnou pfedmétu plnéni této Casti vefejné zakazky (tj. dodavku Energiové nebo Vlnové
disperzniho rentgen - fluorescen¢niho (XRF) spektrometru) v hodnoté min. 2 000 000,- K¢ bez
DPH.

Vysvétleni zadavaci dokumentace €. 7

Zadavatel v ¢asti a) dopliiuje parametr (recirkulacni vodni chladici jednotku) do prilohy ¢. 4a —
Technicka specifikace. Ztohoto ddvodu je piilohou tohoto vysvétleni UPRAVENA pfiloha €. 4a
zadavaci dokumentace — Technickd specifikace. U&astnik je povinen postupovat v souladu se
zadavacimi podminkami a pro vyplnéni a vloZeni do nabidky pouzZit vyhradné tuto novou upravenou
pfilohu €. 4a zadavaci dokumentace.

3/4



Spolufinancovano |\|<§r
Evropskou unii

MINISTERSTVO SKOLSTVI,
MLADEZE A TELOVYCHOWY

Vysvétleni zadavaci dokumentace ¢. 8

Zadavatel na zakladé vyse uvedeného vysvétleni rozhoduje o prodlouzZeni Ih{ity pro podani nabidek, a
to do 19. 12. 2025 do 9:00 hodin.

S pozdravem

Mgr. Marketa Kohoutova
Pravni odbor
Ceska zemédélska univerzita v Praze

Mg r. Digitalné podepsal
Mgr. Marketa
Marketa Kohoutova
, Datum:2025.11.18
Kohoutova 152923 o100
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